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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles
auprés du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a
I'établissement des éditions révisées et aux
amendements peuvent étre obtenus auprés des
Comités nationaux de la CEI et dans les documents

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available from the IEC Central
Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

ci-dessoup:
. BAJ;etin de la CEl

*  Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Cdtalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Termindlogie

En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur
se repdrtera a la CElI 60050: Vocabulaire
Electrote¢hnique International (VEI), qui se présente
sous fornle de chapitres séparés traitant chacun d'un
sujet défipi. Des détails complets sur le VEI peuvent
étre obtgnus sur demande. Voir également le
dictionnaife multilingue de la CEI.

Les termps et définitions figurant dans la présente
publication ont été soit tirés du VEI, soit
spécifiqugment approuvés aux fins de cette
publicatiop.

Symbolés graphiques et littéraux

Pour les pymboles graphiques, les symbolés littéraux
et les signes d'usage général approuvésypar la CEl, le
lecteur cgnsultera:

— la|CEl 60027: SymbolesSiittéraux a utiliser en
électrdtechnique;

— la|CEl 60417: Symboles graphiques utilisables sur
le majériel. Index, seleve et compilation des feuilles
individelles;

— la CEI 60637»Symboles graphiques pour schémas;

et pour lep-appareils électromédicaux,

* |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

* Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are rdferred to
IEC 60050:, International Electrotechnical Mjocabulary
(IEV), which’is issued in the form of separatg chapters
each dealing with a specific field. Full detdils of the
IEV will be supplied on request. See alsq the IEC
Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in thg present
publi-cation have either been taken from the IEV or
have been specifically approved for the purpgse of this
publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
approved by the IEC for general use, refders are
referred to publications:

— |EC 60027: Letter symbols to be used ih electrical
technology;

— |EC 60417: Graphical symbols fo use on
equipment. Index, survey and compilatipn of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrafns;

and for medical electrical equipment,

— la CElI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente
publication ont été soit tirés de la CElI 60027, de la
CEIl 60417, de la CEIl 60617 et/ou de la CEIl 60878,
soit spécifiguement approuvés aux fins de cette
publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumerent les
publications de la CEIl préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

— |EC 60878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC 60027,
IEC 60417, IEC 60617 and/or IEC 60878, or have
been specifically approved for the purpose of this
publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES DESTINES AUX
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS —

Partie 7: Spécification intermédiaire pour les inductances
a haute fréquence et pour les transformateurs a fréquence intermédiaire
sur la base de la procédure de I'agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation ¢omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La''CEl a pour objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les donjaines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie desnNermes Internationales.
Leur dlaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intérepsé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales-et\non gouvernemeptales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore_étroitement avec I'Organisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisatipns.

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans |a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, étant donng.gue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés commestels par les Comités nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure possible, les Narmes internationales de la CEl dans leufs normes
nationfales et régionales. Toute divergence entre l&ynorme CEI et la norme nationale ou [régionale
corredpondante doit étre indiquée en termes clairs dangs, cette derniere.

5) La CHI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa resgonsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaréConforme a I'une de ses normes.

6) L’attemtion est attirée sur le fait que certaips des éléments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objetl de droits de propriété intellectu€lle’ ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
respompsable de ne pas avoir identifié de\tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme internationale CEl ‘61248-7 a été établie par le comité d'études 51 del|la CEI:
Compogants magnétiques-et ferrites.

La présente norme est.destinée a étre utilisée dans le Systeme CEI d'Assurance de I3 Qualité
des Composants Electroniques (IECQ).

Le foncfionnement du Systéme IECQ est régi par la CElI QC 001001 et la CEI QC [001002.
Le Guide CEIy102 donne la structure des spécifications pour les composants électjoniques
sous aspurance de la qualité dans le cadre du Systéme IECQ.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
51/441/FDIS 51/460/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro du QC sur la couverture de cette publication suit la numérotation des spécifications
dans le Systéeme IECQ.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE IN ELECTRONIC
AND TELECOMMUNICATION EQUIPMENT —

Part 7: Sectional specification for high-frequency inductors
and intermediate frequency transformers on the basis of the
capability approval procedure

FOREWORD

C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization g
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the'\IEC is tg
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
hd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standatds< Their prep
ted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
pate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizatio
e |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely withithe International Or
andardization (ISO) in accordance with conditions determined ,by jagreement between
zations.

brmal decisions or agreements of the IEC on technical matterS\express, as nearly as po
htional consensus of opinion on the relevant subjects since each“technical committee has repr
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of recommendations for/nternational use and are published i
hdards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that ser

brds transparently to the maximum extent possible in their national and regional stand
ence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall
ed in the latter.

FC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsib
nent declared to be in conformity with one of its standards.

on is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be t
ent rights. The IEC shall not be held-responsible for identifying any or all such patent rights.

onal Standard IEC\61248-7 has been prepared by IEC technical commi
c components andiferrite materials.

ents (IECQ):
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or,components assessed under this scheme, and their use in the scheme,
p{NEC Guide 102.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
51/441/FDIS 51/460/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IECQ system.

Annex A forms an integral part of this standard.
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) TRANSFORMATEURS ET INDUCTANCES DESTINES AUX
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS —

Partie 7: Spécification intermédiaire pour les inductances
a haute fréquence et pour les transformateurs a fréquence intermédiaire
sur la base de la procédure de l'agrément de savoir-faire

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEIl 61248 spécifie comment préparer les spécifications particulieres
pour les inductances a haute fréquence et pour les transformateurs a fréquence intermédiaire,
de 10 KHz a 2 GHz, destinés aux équipements électroniques et de télécommunigcations qui
seront dcceptés aux termes de I'agrément de savoir-faire de la CEl 61248-1 (QC 2600p0). Elle
comprend une spécification particuliere cadre (BDS) qui montre la présentation.et indjque les
essais qppropriés a considérer pour ce type de composant, bien que ce soit a 'auteur de la
spécification de décider du choix final des essais du programme de controle.-Elle donfpe aussi
la liste des valeurs et caractéristiques appropriées.

Les composants couverts par cette partie de la CEl 61248 concernent essentiellement les
inductances a haute fréquence et les transformateurs de signal & 'fréquence intermédjaire qui
sont pripcipalement utilisés dans les équipements électroniques.

2 Réféfences normatives

Les doguments normatifs suivants contiennent des-.dispositions qui, par suite de la référence
qui y edt faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CE| 61248.
Au mormfent de la publication, les éditions indiqué€es étaient en vigueur. Tout document hormatif
est sujef a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie o{a la CEI

61248 dqont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récertes des
documents normatifs indiqués ci-apres~\les membres de la CEIl et de I''SO possédent le
registre|des Normes internationales en(vigueur.

CEIl GJide 102: 1996, Composants électroniques — Structure des spécificatiops pour
l'assurapce de la qualité (Homolegation et agrément de savoir-faire)

CEI QC|001001: 1986, Regles fondamentales du Systeme CEI d'assurance de la qualité des
composknts électroniqties’(IECQ)
Amendgment 2 (1994)

CEI QC|001002:1986, Regles de procédure du Systéeme CEIl d'assurance de la qualité des
composnts électroniques (IECQ)
Amendgdment 2 (1994)

CEl QC'661064—tistedre-spécifications
CEIl QC 001005: Registre des firmes, produits et services agréés dans le systéeme IECQ, avec
maintenant I''SO 9000

CEIl 60068-2-2: 1974, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur séche

CEIl 60068-2-3: 1969, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068-2-6: 1995, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEIl 60068-2-14: 1984, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température
Amendement 1 (1986)
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TRANSFORMERS AND INDUCTORS FOR USE IN ELECTRONIC
AND TELECOMMUNICATION EQUIPMENT -

Part 7: Sectional specification for high-frequency inductors
and intermediate frequency transformers on the basis of the
capability approval procedure

1 Scope

ThIS part of IEC 61248 specmes how to prepare detail speC|f|cat|ons for h|gh frequency

2 Norn

The foll
constitu

use in
£1248-1
000) capability approval. It includes a blank detail specification (BDS), Wwhich shows
at and indicates which tests are considered to be appropriate to. this |type of
nt, although the final selection of tests to be included in the inspection-schedule is at
etion of the specification writer. It also lists appropriate ratings and ©haracteristics.

ponents covered by this part of IEC 61248 are essentially~concerned with high-
y inductors and intermediate frequency transformers of signals which are maiply used
ronic equipment.

ative references

bwing normative documents contain provisions,*which, through reference in this text,
fe provisions of this part of IEC 61248. At thejtime of publication, the editions ipdicated

were valid. All normative documents are subject o revision, and parties to agreements based

on this
recent g
register

IEC Gui
(Quallifiq

IEC QQ
Compor
Amendn

IEC Q¢
Electror
Amendn

IEC QC

part of IEC 61248 are encouraged toxinvestigate the possibility of applying the most
ditions of the normative documents<listed below. Members of IEC and ISO maintain
5 of currently valid International Stafdards.

de 102: 1996, Electronic components — Specification structures for quality asspssment
ation approval and capability-approval)

001001: 1986, Basic“rules of the IEC Quality Assessment System for Electronic
ents(IECQ)
nent 2 (1994)

001002: 1986, Rules of procedure of the IEC Quality Assessment Sydgtem for
ic Components (IECQ)
nent 2 (1994)

001004: Specifications list

IEC QC

001005 Regrster of firmrs, products ard Services approved under the TECO-System,

including 1SO 9000

IEC 600

68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-3: 1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady

State
IEC 600
IEC 600

68-2-6: 1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

68-2-14: 1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

Amendment 1 (1986)
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68-2-20: 1979, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

Amendement 2 (1987)

CEIl 60068-2-21: 1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation
Amendement 2 (1991)
Amendement 3 (1992)

CEI 60068-2-27: 1987, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ea et guide: Chocs

CEIl 60068-2-29: 1987, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Eb et guide:

Secousses
CEIl 6041031973 —Plans-etregles-d'échantiftonnrage-pourtes-contrétes-paratibuts
CEIl 61007: 1994, Transformateurs et inductances utilisés dans les équipements @lect

et de té

CEl 612
de téléca

ISO 12§
ISO 124

d'exécu

3 Prép

Cette ngrme est destinée a étre utilisée pour préparer les spécifications particulieres
ces a haute fréquence et les transformateurs a fréquence intermédiaire acceptés aux

inductar
termes

Cette nd

a) un
a fré
fourn
b) un
les t
pour

NOTE

11
conce

2 A
couplé

écommunications — Méthodes de mesure et procédures d'essais

48-1: 1996, Transformateurs et inductances destinés aux équipemegrits électron
ommunications — Partie 1: Spécification générique

: 1982, Dessins techniques — Principes généraux de représentation

: 1985, Dessins techniques — Cotation — Principes géhnéraux, définitions, ni
tion et indications spéciales

hration de la spécification particuliere

je la procédure d'agrément de savoir-faire de la CEl 61248-1 (QC 260000).

rme est a utiliser par les initiateurs suivants:
client désirant se procurefdes inductances a haute fréquence et les transfor

it des composants, par‘exemple pour des spécifications particuliéres (DS);

fabricant ayant I'agrément de savoir-faire pour les inductances a haute fréqy
ansformateurs & fréquence intermédiaire et qui souhaite préparer des spéci
ses propres produits dans le domaine de son savoir-faire agréé.

S

Convient gqUe“a spécification particuliere suive le modele de la BDS de l'article 5, notamment
fne la présentation de la premiére page et, en principe, les exigences de controle.

mojns @'une indication contraire, tous les essais présentés dans la BDS, a l'exception des
rotatif, de la caractéristique sous pression, de la robustesse du mécanisme de réglage, de la

oniques

iques et

éthodes

pour les

mateurs

juence intermédiaire quisont dans le domaine du savoir-faire agréé du fabricanmt qui lui

ence et
ications

en ce qui

Pssais du
réquence

de ré

aonance et de l'inductance donnés a l'annexe A sont extraits de |a CEl 61007 |es essais

soulignés

conce

rnent les caractéristiques de fonctionnement d'une importance fondamentale, et il est

fortement

recommandé a l'auteur de la spécification de les inclure dans la spécification particuliére. Les essais en
caracteres simples sont listés pour la convenance de l'auteur et il convient que l'auteur choisisse, parmi eux,
les essais correspondant a I'application particuliére du composant.

3 L'auteur de la spécification peut spécifier des essais et des niveaux d'échantillonnage différents de ceux

donné

3.1 Gé

s dans la BDS, ou inférieurs, ou supplémentaires.

néralités

3.1.1 Lorsque des essais supplémentaires d'un type non défini ou évoqués dans la présente
spécification ou dans la CEIl 61007 sont requis, ils doivent étre pleinement spécifiés dans la
spécification particuliere.
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68-2-20: 1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

Amendment 2 (1987)

IEC 60068-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices
Amendment 2 (1991)
Amendment 3 (1992)

IEC 60068-2-27: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-29: 1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 61(
equipmé

IEC 612
equipmé

ISO 12§

1ISO 129
executid

3 Prep

This sté
frequen
IEC 612

It is inte

a) a
trans

b) a
frequ
withi
NOTE

1 Th
front

2 Un
chara

07: 1994, Transformers and inductors for use in electronic and telecommdy
bnt — Measurement methods and test procedures

48-1: 1996, Transformers and inductors for use in electronic and-telecommd
bnt — Part 1: Generic specification

: 1982, Technical drawings — General principles of presentation

: 1985, Technical drawings — Dimensioning — General principles, definitions, m|
n and special indications

Aration of the detail specification

indard is intended to be used for the preparation of detail specifications f
Cy inductors and intermediate frequency_transformers released under the term
48-1 (QC 260000) capability approval ptecedure.

nded for use by the following origifnators:

customer wishing to procure-high-frequency inductors and intermediate fr

capability approved manufacturer of high-frequency inductors and inter
ency transformersiwishing to prepare specifications for his own products w
h the scope of his-ecapability approval.

S

e detail spécification should take the form of the BDS shown in clause 5, particularly in resp
age format and, in principle, in respect of the presentation of the inspection requirements.

less sotherwise specified, all the tests shown in the BDS, with the exception of the rotatir]
teristic’ under pressure, strength of adjusting mechanism, resonance frequency and inductd

given

nication

nication

ethod of

br high-
s of the

pquency

formers that are within the scope of the approved capability of his supplying component
manyfacturer, e.g. for detail specifications (DS);

mediate
hich are

pct of the

g torque,
nce tests
pristics of

injarmnex A, are taken from IEC 61007. Those shown underlined concern operating charact

funda

TeTTtat TmpoTtancte andit s Sstrongty Tecommrendet-that theseare—setected by the—specification

writer for

inclusion in the detail specification. The tests shown in plain type are listed for the convenience of the
specification writer, and tests should be selected from them according to the particular application of the
component.

3 The specification writer may specify tests and sampling levels different from, less than, or additional to

those

given in the BDS.

3.1 General

3.1.1 Where additional tests of a type not defined or invoked in this specification or

IEC 610

07 are required, these shall be fully specified in the detail specification.
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3.1.2 Tout essai considéré comme destructif doit étre signalé comme tel dans le programme
d'essais par I'addition de la notation «(D)».

NOTE - L'utilisation de cette notation n'est pas illustrée dans la BDS.

3.1.3 Les essais doivent étre groupés dans le programme suivant le niveau d'échantillonnage
et, sauf indication contraire (voir 4.1 b), dans I'ordre requis. Lorsque l'essai a 100 % n'est pas
requis, les niveaux de contrble et les niveaux de qualité acceptable doivent étre choisis dans la
CEI 60410.

3.1.4 L'initiateur doit attribuer a la spécification particuliére remplie un numéro d'identification
du composant et un numéro d'édition.

NOTES

1 Cg numéro est choisi par l'initiateur (fabricant ou client) dans son propre systeme. Il n'est ainsi pfs soumis
a des|regles ou a une codification extérieures.

2 Ddns le cas d'une spécification particuliere d'un fabricant concernant un article standard de son [catalogue
qu'il spuhaite voir listé dans la CEl QC 001004, le comité national attribuera un numéto./approprié gd partir de
son rggistre.

3.1.5 HEn outre, le fabricant de composant doit attribuer a la, spécification palfticuliére
un numé¢ro comprenant le numéro de la présente spécification, 1e5 lettres codes d'idenfification
de l'ugine et un numéro unique de son systéme denregistrement, par ¢xemple
QC 260p00/PQR/1234.

NOTE|- Une fois que le numéro de référence du fabricant a été attribué a une spécification particullere selon
3.1.5,|cette spécification est considérée comme partie contractu€lle de la commande. Il convient que |es copies
de toUtes ces spécifications particulieres soient conservées parle contréleur du fabricant.

3.2 Valeurs et caractéristiques

3.2.1 aleurs

Dans le|cas de spécifications particulieres créées par le client, un accord entre le clignt et le
fabricant doit étre obtenu sur les\lvaleurs a attribuer au composant dans la spédgification
particuliere. Ces valeurs ne doivent pas dépasser le domaine de savoir-faire du fabricant
(voir augsi 1.12 de la CEIl 61248-1).

3.2.2 CQaractéristiques

Un client doit preserire dans la spécification particuliere toutes les caractéristiques fequises
pour le gomposant

3.3 Croquis d'encombrement et schéma des enroulements

roa—daoit _cantaniy 11 v~ e Ay droncofarin by mnnivant |es
e UurTt vurTiieTImn urt \.'IU\.1UIQ uu rarroruriimrateur mrorTtl

caractéristiques importantes, telles que les dimensions pouvant avoir une incidence sur

I'interchangeabilité, les limitations dans le montage et les exigences du marquage.

3.3.2 La spécification particuliére doit contenir un diagramme schématique montrant tous les
enroulements, écrans, prises et phases, et donnant l'identification des connexions de sortie.

4 Exigences de contrble a inclure dans la spécification particuliére

4.1 Contrble de la conformité

La spécification particuliére doit contenir les notes suivantes:
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3.1.2 Any tests considered as being destructive shall be so denoted in the test schedule by

the addition of the notation '(D)'.

NOTE — The use of this notation is not illustrated in the BDS.

3.1.3 Tests shall be grouped in the schedule according to the level of sampling required and,
unless otherwise indicated (see 4.1 b)), in the order of testing required. Where 100 % testing is

not required, inspection levels and acceptable quality levels shall be selected from IEC

60410.

3.1.4 The completed detail specification shall be allocated a component identity number and

issue status by the originator.

NOTES

1 THis number is chosen by the originator (manufacturer or customer) within his own systemgIt\ig
subjegt to any external rules or codification.

2 In|the case of a manufacturer's detail specification for a standard catalogue item which the ma
wishe$ to be listed in IEC QC 001004, the national committee will allocate an appropriate numbe|
register.

3.1.5 A number allocated by the component manufacturer shall additionally be include
detail specification, comprising this specification number, his factory identification cod
and a upigue number within his registration system, e.g. QC 260600/PQR/1234.

NOTE|- After a detail specification number has been allocated by the\manufacturer's reference n
accorglance with 3.1.5, it is to be considered a contractual part of-the order. Copies of all s
specifjcations are to be retained by the manufacturer's chief inspegctof,

3.2 Rafings and characteristics

3.2.1 Hatings

In the c@se of customer-originated detail spegifications, customer and manufacturer ag
shall beg obtained on the ratings to be asgribed to the component in the detail spec
These rptings shall not exceed the scope of the manufacturer's capability approval (4
1.12 of |EC 61248-1).

3.2.2 Qharacteristics

A custgmer shall prescribe. in the detail specification any characteristic require
compongent.

3.3 Outline drawings and winding schematic diagram

3.3.1 The detail specification shall incorporate a drawing of the transformer

thus not

hufacturer
F from its

d in the
b |etters

Lmber, in
ch detail

Ffeement
fication.
ee also

l for a

showing

important features, such as those dimensions affecting interchangeability, restrictions on

mountinjg and’marking requirements.

3.3.2 The detail specification shall incorporate a schematic diagram showing all windings,

screens, taps and phasings and giving termination identification.

4 Inspection requirements to be listed in the detail specification

4.1 Conformance inspection

The detail specification shall incorporate the following notes:


https://iecnorm.com/api/?name=60263aa6faca37042d856485036ce0b3

-12 - 61248-7 0 CEI:1997

a) le contrbdle de I'échantillonnage doit étre exécuté selon la CEI 60410, contrdle normal;

b) les essais dans un groupe peuvent étre exécutés dans n'importe quel ordre, sauf
indication contraire (voir 3.1.3);

c) les composants soumis a tout essai marqué (D) ne doivent pas étre acceptés sous
I'agrément de savoir-faire de la QC 260000 (D = destructif);

d) les valeurs données comme mesures limites sont des valeurs absolues: il faut tenir
compte de l'imprécision des mesures.

4.2 Vérification de la conception

Les essais a détailler sous cette rubrique sont ceux que l'auteur de la spécification considere

comme

vérificatjon de conceptions originales et nouvelles. En conséquence, ils sont'qg
seulemegnt lorsque cela est spécifiquement prescrit dans la commande, et la“-Spég
particuliere doit comporter une instruction a ce sujet.

Si la vdrification de la conception est requise, le nombre de spécimens’et I'exigend

laquelle| il ne doit pas y avoir de défaillance doivent étre indiqués\dans la spéd
particuligre.
NOTE|- Il est généralement recommandé de fournir deux spécimens, sauf\ndication contraire.

5 Spédification particuliere

La BDS| qui suit, lorsqu'elle est remplie selon l'articlex3, doit servir de base a la spéd

particuli

NOTE|- La premiére page de la BDS est basée sur les besoins de la spécification particuliere du clig]
spéciffcation particuliére du fabricant est requisef~guelques modifications pourront étre nécessaire|
convignt de conserver la présentation de base.

impropres a l'acceptation apres des essais lot par lot, mais appropriés

ere applicable.

5,

pour
xécutés
ification

la

e selon
ification

ification

nt. Si une

mais il
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a) sampling inspection shall be carried out in accordance with IEC 60410, normal
inspection;

b) tests in a group may be carried out in any order, except where otherwise indicated
(see 3.1.3);

¢) components submitted to any tests marked (D) may not be released under QC 260000
capability approval (D = destructive);

d) the values given for measurement limits are absolute values: measurement uncertainty is
to be taken into account.

4.2 Design verification

The tesls to be detailed under this heading are those which the specification writer congiders to
be inappropriate to lot-by-lot release, but appropriate to the verification of new @nd|original
design. JAccordingly, they are to be performed only when specifically so stated inythe orfer, and
the detdil specification shall carry a statement to this effect.

If desig verification is required, the number of specimens and the requirement that the¢re shall
be no failures shall be stated in the detail specification.

NOTE|- Two specimens should normally be provided, unless otherwise stated,

5 Detall specification

The BDB which follows, when completed in accordance/with clause 3, shall form the felevant
detail specification.

NOTE|- The front page of the BDS has been based uponsthe need for a customer's detail specificatign. Where
a marjufacturer's detail specification is required, some\changes will be necessary, but the basic format should
be retpined.
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Spécification particuliere cadre

Page 1 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Spécification établie par: EDITION

DATE

COMPOSANTS ELECTRONIQUES i
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE:

SPECIFI

CATION PARTICULIERE CONFORME A LA CEIl 61248-7

(QC 260600)

INDUCTANCE A HAUTE FREQUENCE ET TRANSFORMATEUR A FREQUENCE INTERMEDIAIRE
DESCRIPTION TECHNIQUE SOMMAIRE

1) Type de noyau et type de construction

2) Ggmme de modele de noyaux, gamme de fréquences, gamme d'inductances, facteur Q
Pour les|détails sur les dimensions et le diagramme schématique, voir page 7.
Registre|des agréments IECQ (QC 001005, Partie 2, Section 1)
Régles plour les variantes
Savoir-fdire complémentaire
Fabrican
Adresse

Numéro de référence du fabricant

Agrément de savoir-faire N° QC 260600/PQR/1234

(Suite a la

lpage 16)
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Blank detail specification

Sheet 1 (of 7)

Originator's component identity number

Specification available from: ISSUE STATUS

DATE

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY:
DETAIL SPECIFICATION IN ACCORDANCE WITH IEC 61248-7
(QC 260600)

HIGH-FHEQUENCY INDUCTOR AND INTERMEDIATE FREQUENCY TRANSFORMER

BRIEF TECHNICAL DESCRIPTION
1) Cqdre type and type of construction
2) Rdnge of core size, frequency range, inductance range, Q factor

For detall dimensions and schematic diagram see sheet 7.

IECQ register of approval (QC 001005, Part 2, Section 1)

Rules fol variants

Additional capability

Manufacturer

Address

Manufacturer's reference numbe
Capability approval No. QC 260600/PQR/1234

(Continued on|page 17)
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Spécification particuliere cadre  (suite)

61248-7 0 CEI:1997

Page 2 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION

intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)

VALEURS ET CARACTERISTIQUES (voir 3.2 de la CEIl 61248-7) DATE

Catégorie climatique (voir 3.2.2.2 de la CEI 61248-1 (QC 260000))

Gamme de température maximale (stockage/transport)

Masse

Vibration

s (sinusoidales) (voir CEl 60068-2-6)

Secouss

bs (voir CEl 60068-2-29)

Chocs (

oir CEl 60068-2-27)

Soudabil

té (voir CEI 60068-2-20)

Robuste

se des sorties (voir CEI 60068-2-21)

Variation

s rapides de température (voir essai Na de la CEl 60068-2-14)

Froid (vg

ir CEl 60068-2-14)

Chaleur

Eéche (voir CEl 60068-2-2)

Essai co

htinu de chaleur humide (voir CEl 60068-2-3)

Gamme

e fréquences et réponse

Fonction

des enroulements Enroulement

1 2

Niveau d

u signal d'entrée

Impédan

Ces: Source

Charge

Rapport

He transformation des tensions

Caractér

stigues de la température a la fréquence de résonance ou inductance

(Suite a la page 18)
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Blank detail specification

(continued)

Sheet 2 (of 7)

Originator's component identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency transformer
according to IEC 61248-7 (QC 260600)

ISSUE STATUS

RATINGS AND CHARACTERISTICS (see 3.2 of IEC 61248-7) DATE
Climatic category (see 3.2.2.2 of IEC 61248-1 (QC 260000))
Maximum-temperaturerange{storageliransport)
Mass
Vibration| (sinusoidal) (see IEC 60068-2-6)
Bump (s¢e IEC 60068-2-29)
Shock (se IEC 60068-2-27)
Solderabjlity (see IEC 60068-2-20)
Robustnégss of terminations (see IEC 60068-2-21)
Rapid chlange of temperature (see test Na of IEC 60068-2-14)
Cold (seg¢ IEC 60068-2-14)
Dry heat|(see IEC 60068-2-2)
Damp hdat, steady state (see IEC 60068-2-3)
Frequengy range and response
Winding function Winding
1 2 3 n
Input sighal level
Impedanges: Source
Load
Voltage fransforiyation ratio
Temperatucé.characteristics at resonant frequency or inductance

(Continued on page 19)
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Spécification particuliere cadre  (suite)

61248-7 0 CEI:1997

Page 3 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION
intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)
EXIGENCES DE CONTROLE (voir notes) DATE

Référence

ESSAI NC NQA | CE| 61007

Exigences de contréle
et conditions d'essai

NQAE

VERIFICATION DE LA CONCEPTION SEULEMENT: deux spécimens, pas de défaillances (voir 4.2 de |ad_GFEl 6

1248-7)

Le contrdle de|vérification de la conception comprend les essais ci-dessous plus tous les essais choisis\pour Ig contrdle
de la conformi{é. Les essais de vérification de la conception doivent étre exécutés seulement s'ils sont spécifiguement
évoqués dans Ja commande applicable.

Résistance d'i$olement Comme requis 4.4.2.3

Risques du fel Comme requis 4.5.16

Endurance a cpurt terme Comme requis 4.6.1

(en charge)

Couple rotatif Comme requis - D

Caractéristiqug sous pression | Comme requis - 2)

Force du mécgnisme Comme requis - %)

de réglage

CONTROLE EN COURS DE FABRICATION: effectué pendant la fabrication si un écran de protection est spéciffié.
Ecran de protgction 100 % 4.4.18.2

Positionnement de I'écran S1 1% 4.2.1

de protection

1) Voir anneke A.1.
2) Voir anneke A.2.

3) Voir anneke A.3.

(Suit

b a la page 20)
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Blank detail specification (continued)

Sheet 3 (of 7)

Originator's component identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency ISSUE STATUS
transformer according to IEC 61248-7 (QC 260600)
INSPECTION REQUIREMENTS (see notes) DATE
IEC 61007 Performance requirements
TEST IL AQL reference and conditions of test
SAQL

DESIGN VERIFICATION ONLY: Two specimens, no failures (see 4.2 of IEC 61248-7)
Design verificgtion inspection comprises those tests listed below plus all those selected for conformance inspeg¢ton.
Design verificdtion tests shall only be performed when specifically invoked by the relevant order.

Insulation resig$tance As required 4.4.2.3

Fire hazard As required 4.5.16
Short-term endurance As required 4.6.1

(load run)

Rotating torqué As required - D
Characteristic under pressure | As required - 2)
Strength of adjusting As required - 3
mechanism

IN PROCESS |[NSPECTION: conducted during manufacturelifa safety screen is specified.
Safety screeng 100 % 4:4.18.2

Safety screen position S1 1% 4.2.1

1) See annek A.1.
2) See annek A.2.

3) See annek A.3.

(Continugd on page 21)
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(suite)

Page 4 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION
intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)
EXIGENCES DE CONTROLE (voir notes) DATE
NC | noa | Bfence gences de coniae
ESSAIS SUR COMPOSANT TERMINE
Epreuve de tefpsion?) 100 % 4.4.2.1
Contrdle visue| I 0,25 4.2
Dimensions et|procédure I 0,25 4.3
de calibration
Rapport de trahsformation I 0,25 4.4.7.1

des tensions

Il est recommdndé que les ESSAIS DE TRANSMISSION soient ¢

hoisis a partir d€s*trois essais suivants?).

Facteur de qudlité Q I} 0,25 4.4.3.3

Inductance effgctive et I 0,25 4.4.4.1
résistance effgctive

Réponse en fr¢gquence I 0,25 4.4.10

1 1l convienf que cet essai soit effectué aprés I'essai.detension de tenue.

2) |l convienf qu'au moins un essai soit spécifié.

(Suit

b a la page 22)
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(continued)

Sheet 4 (of 7)

Originator's co

mponent identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency
transformer according to IEC 61248-7 (QC 260600)

ISSUE STATUS

INSPECTION REQUIREMENTS (see notes) DATE
L | Ao | EC ST Pertomance peaueren
TEST ON COMPLETED COMPONENTS
Electric strengfh testl) 100 % 4.4.2.1
Visual inspectipn I} 0,25 4.2
Dimensioning and gauging I 0,25 4.3
procedure
Vo_Itaqe transfgrmation I 0,25 4.4.7.1
ratio
TRANSMISSIQN TESTS should be selected from the following three tests?).
Quality factor, |Q Il 0,25 4.4.3.3
Effective indugtance and I 0,25 4.4.4.1
effective resistance
Frequency response I 0,25 4.4.10

1) This test

2) Atleasto

he test should be specified.

Ehould be performed after the voltage proafdest.

(Continu

bd on page 23)
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(suite)
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Page 5 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION
intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)
EXIGENCES DE CONTROLE (voir notes) DATE
Référence Exigences de contrdle
ESSAI NC NQA CEI 61007 et conditions d'essai

ESSAIS SUR COMPOSANT TERMINE (suite)
Résistance d'i$olement Il 0,25 4.4.2.3 A effectuer sous conditions atmosphérigues pormales
(atmosphére nprmale)
Pertes d'insertjon I 0,25 4.49.1
Affaiblissement Il 0,25 4.4.9.2
Vérification dep phases Il 0,25 4.4.17
(polarité)
Inductance de [fuite L S4 1% 4.4.4.2
Fréquence de fésonance S4 1% - D
Gamme d'accqrd de la S4 1% - D
fréquence de rgsonance
Inductance asgignée S4 1% - 2)
Gamme d'accdrd de S4 1% - 2)
I'inductance agsignée
Résistance deg enroulements S1 1% 4.4.1.1
en courant corftinu
Continuité S1 1% 4.4.1.2
Déséquilibre dlimpédance S1 1% 4.4.5.3
Déséquilibre dp tension S1 1% 4455

1) Voir anneie A.4.

2) Voir anneke A.5.

(Suit

b a la page 24)
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Blank detail specification

(continued)

Sheet 5 (of 7)

Originator's component identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency
transformer according to IEC 61248-7 (QC 260600)

ISSUE STATUS

INSPECTION REQUIREMENTS (see notes) DATE
TEST | ARl | ference " and conditions of tost

TESTS ON CQMPLETED COMPONENTS (continued)
Insulation resig$tance Il 0,25 4.4.2.3 To be carried out under standard atmospheri¢ conditions
(standard atmg@sphere)
Insertion loss I 0,25 4.49.1
Return loss Il 0,25 4.4.9.2
Phase test I 0,25 4.4.17
(polarity)
Leakage inducfance, L, S4 1% 4.4.4.2
Resonance freguency S4 1% — D
Res_onance freguency S4 1% - b
tuning range
Rated inductarjce S4 1% - 2)
Rated inductajce sS4 1% 2 2
tuning range
DC winding registance S1 1% 4.4.1.1
Continuity S1 1% 4.4.1.2
Impedance unbalance S1 1% 4.4.5.3
Voltage unbalgnce ST 1% 4.455

1) See annek A.4.

2) See annek A.5.

(Continu

bd on page 25)
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61248-7 0 CEI:1997

Page 6 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION
intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)
EXIGENCES DE CONTROLE (voir notes) DATE
Référence Exigences de contrdle
ESSAI NC NQA CEI 61007 et conditions d'essai
ESSAIS SUR COMPOSANT TERMINE (fin)
Déséquilibre dp résistance S1 1% 4.4.5.6
Self-capacité S1 1% 4.4.6.1
(capacité répaftie)
Capacité entrel enroulements S1 1% 4.4.6.2
Fréquence de pelf-résonance Si1 1% 4.4.8.1
Ensembles réqonants S1 1% 4.4.8.2
(si spécifié)
Distorsion harfnonique totale S1 1% 4.4.13
Ecran magnétigue S1 1% 4.4.21.1
Rayonnement magnétique S1 1% 4.4.21.3
(si spécifié)

Ajouter les ess

ais complémentaire requis:

NOTES
1 Lecontrd

2 Les essai

CEl 61248-7).

3 Les comp
CEl 61248-1

4 Les valeJ
mesures.

e par échantillon doit étre exécuté selon la CEIl 60410, mode normal.

5 dans un groupe peuvent étre exécutés dans n'importe quel ordre, sauf indication contraire (voi

osants soumis a teut.essai marqué (D) ne doivent pas étre acceptés sous l'agrément de savoi
QC 260000).

3.1.3 de la

-faire de la

rs données eotnme mesures limites sont des valeurs absolues: il faut tenir compte de l'imprgcision des

(Suit

b a la page 26)
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Blank detail specification

(continued)

Sheet 6 (of 7)

Originator's component identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency
transformer according to IEC 61248-7 (QC 260600)

ISSUE STATUS

INSPECTION REQUIREMENTS (see notes)

DATE

| ae | R e e et
TESTS ON CQMPLETED COMPONENTS (concluded)
Resistance unpalance S1 1% 4.4.5.6
Self-capacitante S1 1% 4.4.6.1
(distributed capacitance)
Interwinding cgpacitance S1 1% 4.4.6.2
Inherent self-rgsonance S1 1% 4.4.8.1
Resonant assgmblies S1 1% 4.4.8.2
(if specified)
Total harmoniq distortion S1 1% 4.4.13
Magnetic shielfling S1 1% 4.4.21.1
Magnetic radigtion S1 1% 4.4.21.3

(if specified)

Insert addition

b| tests as required:

NOTES
1 Sampling
2 Testsin g

3 Compone
approval.

4 The valug

inspection is to be carried out.in accordance with IEC 60410, normal inspection.
group may be carried out in any order, except where otherwise indicated (see 3.1.3 of IEC 6124
hts submitted to any tests marked (D) may not be released under IEC 61248-1 (QC 26000d

s given for meastirement limits are absolute values: measurement uncertainty is to be taken into|

B-7).
) capability

account.

(Continu

bd on page 27)
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Spécification particuliere cadre

(fin)
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Page 7 (sur 7)

Numéro d'identification du composant donné par l'initiateur

Inductance a haute fréquence et transformateur a fréquence EDITION

intermédiaire selon la CEl 61248-7 (QC 260600)

CROQUIS D'ENCOMBREMENT DATE
Croquis selon I'lSO 128
et I''SO 129 Projection

troisiéme angle

Dimensions e TiiHmMerres

Croquis (voir 3.3.1 de la CEIl 61248-7):

Marquage: D4signation du type
Ndm du fabricant ou marque de fabrication
Nymeéro du lot de fabrication ou codage de
la date de fabrication

minimam
d'indications
a mettre

5 o [ o [ |

Schéma (veir 3.3.2 de la CEI 61248-7):
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Blank detail specification (concluded)

Sheet 7 (of 7)

Originator's co

mponent identity number

High-frequency inductor and intermediate frequency ISSUE STATUS

transformer according to IEC 61248-7 (QC 260600)

OUTLINE DRAWING SCHEMATIC DATE

Drawing in acc
and ISO 129

ordance with ISO 128
Third angle

projection

Dimensions in

millimetres

Drawing (see J

Marking: Typ4
Man|
Prod

.3.1 of IEC 61248-7):

designation
ufacturer's name or trade mark
uction lot number or date code

as a minimum
positiontto be
indicated

oOooOono

Schematic dia

jram (see 3.3.2 of IEC 61248-7):

as a minimum
position to be
indicated
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Annexe A
(normative)

Méthodes d'essai particuliéres aux bobines ou transformateurs
a fréequence intermédiaire

A.1 Couple rotatif

A.1.1 Dispositif d'essai

Le disptsitif doit étre un appareil de mesure de couple rotatif qui peut mesurer le.moment de
torsion ¢lu noyau de réglage avec précision.

A.1.2 Meéthode d'essai

Monter |a bobine ou le transformateur a fréquence intermédiaire (IFT). & l'éssai avec Ig rainure
du noyal de réglage vers le haut, tourner doucement le noyau de réglage avec un tourpevis de
réglage|ou un outil du méme genre, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans|le sens
inverse,| a vitesse constante, et examiner si les couples rotatifs\du” noyau de réglage satisfont
ou non aux valeurs spécifiées dans la spécification particuliére-

A.1.3 Articles a spécifier dans la spécification particuliére

L'article|suivant doit étre spécifié dans les spécificdtiohs particulieres:

A.1.3.1 | Forme de l'outil de réglage (si nécessaite, voir A.1.2)

A.2 Cdractéristique sous pression

A.2.1 Dispositif d'essai

Le dispgsitif doit étre capable ‘de maintenir la force spécifiée dans le tableau A.1.
A.2.2 Méthode d'essai

Mesurel la fréquence de résonance pendant que la force spécifiée dans le tableau|A.1 est
appliquée a la.surface supérieure du noyau de réglage de la bobine ou de I'IFT a l'essai, a
travers |un b&tonnet cylindrique en résine, sauf spécification contraire dans la spédification
particuliere,“"Supprimer la force et mesurer la fréquence de résonance, et calculer |alors la
modificgtien” de la fréquence de résonance aprés suppression de la force du dispositif
appliquée.

Tableau A.1 — Force de pressurisation

Diamét(e extérieur D Force
de la vis de réglage
N (gf)
mm
D<3 Comme spécifié dans la
spécification particuliére
3<D<4 4,90 (500)
4<D 9,80 (1 000)
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Annex A
(normative)

Test methods peculiar to coils or intermediate frequency transformers

A.1 Rotating torque

A.1.1 Testing device

The de
moment

A.1.2

Mount t
adjustin
clockwig
torques

A.1.3
The foll
A.1.3.1
A.2 Ch
A2.1
The deV

A.2.2

of the adjusting core accurately.
[esting method

ne coil or intermediate frequency transformers (IFT) under test ‘with the groov
g core facing upward. Rotate the adjusting core with an adjusting driver or the li
e and counter-clockwise, quietly at a constant speed and_examine whether the
of the adjusting core satisfy the values specified in the detail specification or ng

tems to be specified in detail specification
pwing item shall be specified in detail specifications.
Shape of adjusting driver (if necessary;.see A.1.2)
aracteristic under pressure
[esting device
ice shall be capable of maintaining the force specified in table A.1.

[esting method

Measur¢ the resonance frequency while the force specified in table A.1 is applied to th

surface

otherwig
frequen

force.

of the adjusting core of coil or IFT under test through a cylindrical resin rod
e specified in the detail specification. Remove the force and measure the re
Cy. Then calculate the change of the resonance frequency after removal of the

ice shall be a rotating torque measuring apparatus which can measure the lIorsionaI

e of the
ke, both
rotating
t.

e upper
unless
sonance
applied

Table A.1 — Pressurizing force

Out_sid-;-z diameter Force
of adjusting screw, D
N (of
. (gf)
D<3 As specified in the
detail specification
3<D<4 4,90 (500)

4<D 9,80 (1 000)



https://iecnorm.com/api/?name=60263aa6faca37042d856485036ce0b3

-30- 61248-7 00 CEI:1997
A.2.3 Articles a spécifier dans la spécification particuliére

Les articles suivants doivent étre spécifiés dans les spécifications particuliéres:

a) forme du batonnet cylindrique de pressurisation en résine (si nécessaire) (voir A.2.2);
b) force de pressurisation (voir A.2.2).

A.3 Robustesse du mécanisme de réglage

A.3.1 Robustesse de la butée de rotation

A.3.1.1 | Dispositif d'essai

Le disp@sitif doit étre un appareil de mesure de couple rotatif qui peut mesurer le moment de
torsion ¢lu noyau de réglage avec précision.

A.3.1.2 | Méthode d'essai

Monter |a bobine ou I'IlFT a I'essai avec la rainure du noyau de réglage vers le haut| tourner
doucement le noyau de réglage avec un tournevis de réglage qu~ur outil du méme genfe, dans
le sens|des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse;~a vitesse constante d'environ
10 tourq par minute. Aux deux extrémités de rotation de<{la méthode ci-dessus, appliquer le
couple fotatif spécifié dans le tableau A.2 a la butée deotation du noyau de réglage pendant
5 s, sauf spécification contraire dans la spécification particuliére, et examiner le spécimen pour
la cassg du noyau, le bris de la butée de rotation et lejjeu dans la course du noyau d'ajustage.

Tableau A.2 — Couple pour mesurer la:fobustesse de la butée de rotation

Diametre extérieur D Couple rotatif
de la vis de réglage
N - cm (gf - cm)
mm
D£3 Comme spécifié dans la
spécification particuliere
3<D<4 2,94 (300)
4<D<5 4,90 (500)
5<D 7,35 (750)

A.3.1.3 Articles a spécifier dans la spécification particuliere

Les articles suivants doivent étre spécifiés dans les spécifications particuliéres:

a) couple rotatif (voir A.3.1.2);
b) forme de I'outil de réglage (si nécessaire) (voir A.3.1.2).

A.3.2 Force a la rotation sous pression
A.3.2.1 Dispositif d'essai

Le dispositif doit étre capable de maintenir la force spécifiée dans le tableau A.3 pendant qu'on
tourne le noyau.
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A.2.3 Items to be specified in the detail specification

The following items shall be specified in the detail specifications:

a) shape of pressurizing cylindrical resin rod (if necessary) (see A.2.2);
b) pressurizing force (see A.2.2).

A.3 Strength of adjusting mechanism

A.3.1 Rotating stopper strength

A.3.1.1| Testing device

The deyice shall be a rotating torque measuring apparatus which can measure the|twisting
momenf{ of the adjusting core accurately.

A.3.1.2 | Testing method

Mount the coil or IFT under test with the groove of the adjusting corg facing upward. Rqtate the
adjusting core with an adjusting driver or the like, both clockwise and counter-clockwisg, quietly
at a cornstant speed of about 10 r.p.m. At both ends of rotation in the above procedufe apply
the rotating torque specified in table A.2 to the rotation stopper of the adjusting core|for 5 s,
unless ¢therwise specified in the detail specification, aridvexamine the specimen for bfeakage
of core,|breakage of rotation stopper and idle running.ef adjusting core.

Table A.2 — Torque for measurement.@f strength of rotation stopper

Out_sid-;-z diameter Rotating torque
of adjusting screw, D
N - cm (gf - cm)
mm
D <3 As specified in the
detail specification
3% D<4 2,94 (300)
4<D<5 4,90 (500)
5<D 7,35 (750)

A.3.1.3 Lltems to be specified-inthe detail specification
o.1. e PecHedih-tHle-getail-specHcalon

The following items shall be specified in the detail specifications:

a) rotating torque (see A.3.1.2);

b) shape of adjusting driver (if necessary) (see A.3.1.2).
A.3.2 Strength at rotation under pressure
A.3.2.1 Testing device

The device shall be capable of maintaining the force specified in table A.3 while the adjusting
core is rotated.
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A.3.2.2 Méthode d'essai

Tourner le noyau de réglage de la bobine ou de I'IlFT a l'essai a une fréquence proche de la
fréquence de résonance spécifiée dans la spécification particulieére, un demi-tour a droite et a
gauche, pendant que la force spécifiée dans le tableau A.3 est appliquée, sauf spécification
contraire dans la spécification particuliere, et examiner ensuite l'existence ou l'absence de
I'écrasement du filetage et/ou fracture de la vis de réglage.

Tableau A.3 — Force pour la rotation pressurisée

Diamét(e exté’rieur D Force
de la vis de réglage
N (gf)
mm
D<3 Comme spécifié dans la
spécification particuliére
3<D<4 2,94 (300)
4<D<5 4,90 (500)
5<D 7,35 (750)

A.3.2.3 | Articles a spécifier dans la spécification partictliefe

Les arti¢les suivants doivent étre spécifiés dans les spécifications particulieres:

a) fo
b) fo

Fce pour la rotation pressurisée (voir A.3.2.2);
Fme de I'outil de réglage (si nécessaire) (voir A.3.2.2).

A.4 Fréquence de résonance

A.4.1 Méthode de mesure
La frégyence de résonance de la bobine ou de I'lFT doit étre mesurée par I'une des méthodes
suivantgs:

a) lajméthode de-sortie minimale (voir A.4.1.1);

b) lajméthode-a deux fréquences (voir A.4.1.2).
La frégyence de résonance de I'lFT peut étre mesurée par un appareil de mesure utflisant la
méthode—deta—earactéristique-defonctionrement{veirA-4-13)-

A.4.1.1 Méthode de sortie minimale
A.4.1.1.1 Circuit de mesure

Utiliser le circuit montré a la figure A.1 ou a la figure A.2.
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Testing method

Rotate the adjusting core of the coil or IFT under test at a frequency close to the resonance
frequency specified in the detail specification, to the right and to the left by one half-revolution,
while the force specified in table A.3 is applied, unless otherwise specified in the detail
specification. Then examine for the existence or non-existence of thread crush and/or fracture
of the adjusting screw.

Table A.3 — Force for pressurized rotation

A.3.2.3

The foll

a) fo
b) sh

A4 Re
A4.1

The res

a)m
b) tw

The res
operatin

'Oult_sidt_-:‘ diameter Force
Ol auJusStimyg SCIew,
N (gf)
mm
D<3 As specified in the
detail specification
3<D<4 2,94 (300)
4<D<5 4,90 (500)
5<D 7,35 (750)

Items to be specified in the detail specification

bwing items shall be specified in the detailspecifications:

Fce for pressurized rotation (see A.3.2:2);
ape of adjusting driver (if necessary) (see A.3.2.2).

sonance frequency
Measuring method

bnance frequency-of the coil or IFT shall be measured by one of the following m

nimum output method (A.4.1.1);
o-frequency method (A.4.1.2).

pnance frequency of IFT may be measured by a measuring apparatus emplo
g \Characteristic method (A.4.1.3).

ethods:

ying the

A4.11

Minimum output method

A.4.1.1.1 Measuring circuit

Use the

circuit shown in figure A.1 or figure A.2.
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IO

~
R
 Ea—
—
2y,
()
[}
I

PUREIRCITy NP U

T IEC 521/97

a

~ | générateur de signal

Rg impédance de sortie du générateur de signal

Ly bobine ou IFT a l'essai

L inductance de la bobine ou IFT a I'essai

(] condensateur d'accord de la bobine ou IFT a l'essai

Rq.¢ | résistances fixes

\Y, voltmeétre électronique

Figure A.1 — Exemple de circuit de mesure par la méthode de sortie minimale
(pour la résonance série)

a IEC 522/97

NOTE — Pour I'explication des symboles, voir figure A.1.

Figure A.2 — Exemple de circuit de mesure par la méthode de sortie minimale
(pour la résonance paralléle)
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IO

~
R
 Ea—
—
2y,
()
[}
I

PUREIRCITy NP U

T IEC 521/97
a’

~> signal regenerator

Rg output impedance of signal generator

Ly coil or IFT under test

L inductance of coil or IFT under test

C tuning capacitor of coil or IFT under test

Ri1.¢ | fixed resistors

\ electronic voltmeter

Figure A.1 — Example of measurement circuit by minimum output method
(for series resonance)

a IEC 522/97
NOTE - For the explanation of symbols, see figure A.1.

Figure A.2 — Example of measurement circuit by minimum output method
(for parallel resonance)
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A.4.1.1.2 Meéthode de mesure et formule de calcul

Utiliser le circuit de la figure A.1 ou de la figure A.2, maintenir U; constante et régler la
fréquence du générateur de signal de fagon que la tension U, devienne minimale. Mesurer les

deux fréquences f; et f, auxquelles U, augmente de A dB (a condition que A < 3) et calculer
ensuite la fréquence de résonance f, a partir de la formule

_h+h
2

A.4.1.1.3 Précautions pour la mesure

Enlever|Lyx dans le cas de la figure A.1l, et la raccourcir dans le cas de la figure A)2: |Dans la
figure ALl et la figure A.2, rendre la résistance résultante de R a Rg, vue de a, ‘@), édale a la
résistance de Rg autant que possible.

Dans la|présente méthode, choisir le rapport de U; a U, de facon que e \point minimal de U,
soit facilement trouvé.

A.4.1.2 | Méthode a deux fréquences
A.4.1.2.L Circuit de mesure

Utiliser |e circuit montré a la figure A.3.

IEC 523/97

~L dénérateur de signal

Zy impédance de couplage

C  condensateur variable

Ly bobine ou IFT a I'essai

L inductance de la bobine ou IFT & I'essai

Cp capacité répartie de la bobine ou IFT a I'essai

Y, voltmetre électronique

Figure A.3 — Exemple de circuit de mesure par la méthode de la résonance série
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A.4.1.1.2 Measuring method and calculation formula

Use the circuit of figure A.1 or figure A.2. Maintain U; constant and adjust the frequency of the
signal generator so that U, becomes the minimum. Measure two frequencies f; and f, at which

U, increases by A dB (provided that A < 3) and then calculate the resonance frequency f, from
the following formula:

_h+ 1
2

A.4.1.1.3 Precaution for measurement

Removqg Ly in the case of figure A.1 and short Ly in the case of figure A.2. In figure |]A.1 and
figure Al2, make the resultant resistance of Ry to Rg viewed from a, a' equal to"the repistance
of Rg ag far as possible.

In this pfrocedure, select the ratio of U; and U, so that the minimum point of U, is easily|found.
A.4.1.2 | Two-frequency method
A.4.1.2.l Measuring circuit

Use the|circuit shown in figure A.3.

| O

IEC 523/97
~L digifal’generator

Zx  coupling impedance

C  variable capacitor

Ly  coil or IFT under test

L inductance of coil or IFT under test

Cp distributed capacitance of coil or IFT under test

\% electronic voltmeter

Figure A.3 — Example of measurement circuit by series resonance method
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A.4.1.2.2 Meéthode de mesure et formule de calcul

Utiliser le circuit de la figure A.3. Fixer C a une valeur facultative C; et obtenir la fréquence f; a
laquelle la tension U, devienne maximale. Fixer C a la valeur C, différente de C; (C1 < Cy),
mesurer la fréquence f; a laquelle la tension U, devienne maximale dans le dernier réglage et
calculer ensuite la fréquence de résonance f, a partir de la formule suivante:

ou

et

1
L=
(2mf,y)2 (C' + Cy)

A.4.1.3 | Méthode de la caractéristique de fonctionnement
A.4.1.3.L Circuit de mesure

Utiliser |e circuit montré a la figure A.4.

U,
|
IEC 524/97

~L générateur de signal
R;, R, résistances
Csq condensateur parasite primaire
Co condensateur parasite secondaire
\% voltmétre électronique
fc fréquence du compteur
Ly IFT a I'essai
C condensateur d'accord de I'lFT & I'essai

Figure A.4 — Exemple de circuit de mesure par la méthode
de la caractéristiqgue de fonctionnement
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